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(57) Abstract: The invention relates to a mark field (4), comprising at least two location marks (2) having information about the location
of the location mark (2) in question and at least one position mark (3), which is or can be associated with one of the location marks
(2). The invention further relates to a device for determining X-Y -positions of structure features (11c) of structures (11) arranged on
a substrate (7), wherein the X-Y-positions can be determined relative to the mark field (4), which is fixed in relation to the substrate.
Furthermore, the invention relates to a corresponding method.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Markenfeld (4) mit - mindestens zwei Lagemarken (2) mit Informationen zur La-
ge der jeweiligen Lagemarke (2) im Markenfeld (4) und - mindestens eine einer der Lagemarken (2 ) zugeordnete oder zuordenbare
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Positionsmarke (3 ). Weiterhin betrifft die vorliegende Erfindung eine Vorrichtung zur Bestimmung von X-Y-Positionen von Struktur-
merkmalen (11¢) von auf einem Substrat (7) angeordneten Strukturen (11), wobei die X-Y-Positionen relativ zu dem bezogen auf das
Substrat fixen Markenfeld (4) bestimmbar sind. Dariiber hinaus betrifft die vorliegende Erfindung ein korrespondierendes Verfahren.



